
JXA-iHP200F JXA-iSP100の紹介 ① 

はじめに 
 
新開発の電子プローブマイクロアナライザ (EPMA), JXA-iHP200F, JXA-iSP100の技術紹介です.  
『高精度な局所微量元素分析を誰でも失敗なく簡単な操作で素早く行えるEPMA』をコンセプトに開発された, 新しいEPMAです. 
「オートローダー」「ステージナビゲーションシステム」「新オートフォーカス」のコンビネーションにより, 試料交換から分析視野探
しまでが, 簡単な操作で迅速に実行出来ます.  
WDS&EDSのインテグレーション, 測定条件の自動設定機能により, 高精度な分析が簡単な操作で迅速に実行することが出来ます.  
また、分光器の校正用試料を内蔵することにより, ユーザー自身で簡単に分光器のキャリブレーションができるようになりました.  
これらのSetting, Analysis, Self maintenanceの繰り返しが容易になり, 常に良いコンディションで, よい分析結果が簡単に得られます.    

JXA-iHP 200F 主な仕様 JXA-iSP 100 主な仕様

Setting 

試料導入と試料ホルダーの光学像（ステージナビゲーション画像） 
取得をワンボタンで実行します． 

Analysis 

光学顕微鏡のAuto Focus機能と, 高精度/高速化した新システムを搭載したSEMのAuto機能を
組み合わせることで, 誰でもハイグレードなSEM像が得られます． 

「Live Analysis」により, 観察中にスクリーニング分析ができます． 

初心者でもEPMAの操作ができる「かんたんEPMA」を用意しました． 

SEM, EDS, WDS, 光学像のインテグレーションで操作性が向上しました． 

ステージナビゲーション画像から分析視野を指定できます． 

Self maintenance 

分光器校正用の18元素の校正試料内蔵により,  
分光器の性能確認が容易にできるようになります． 

「メンテナンス通知機能」により, 必要な時期に確実に 
 メンテナンスを行うことができます． 
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